UKD 667.613:535.212

NORMA BRANZOWA

BN-71

WYROBY
LAKIEROWE

Wyroby lakierowe
Okreslanie odpornosci powtok

lakierowych na dzialanie $wiatta

6110-33

Grupa katalogowa X 29

1, WSTEP

1.1, Przedmiot normy, Przedmiotem normy Jestme-
toda badania odpornoScl powiok lakierowych na

dziatanie swiatla w warunkach laboratoryjnych,

1.2, Zakres stosowania metody, Metode podang w
normie stosuje sie do oceny odpornoéci na dziata-
nie éwiatla powlok lakierowych otrzymsnych z wy-
robéw niepigmentowych bezbarwnych i przeswiecal-
nych oraz do wyrobdw pigmentowanych biaiych i barw-
nych.

1.3, Okreslenia
1.3.1. Aktxnomet;xczna kontrola aktywnosci fo-

tochemiczne] promieniowania swietlnego -  pomiar
aktywnoéci promieniowania o diugosei fali do
450 nm, polegajacy na okreslaniu jlodei  kwasu

szczawiowego milimol rozkladanego fotolityoznie w
obecnosei jonéw uranylowych w Jodnostce~czagu (h)
na jednostke napromienianej powierzchni (em®).

1.3.2, Wizualna ocena barwy = wizualne stwier-
dzenle wystepowania lub niewystepowania  réznicy

barwy pomiedzy prébks nasdwietlang i nienaswietla-
ng.

1.3.3, Stopnie wizualnej oceny zmiany barwy -

wizualne stwierdzenie niewystepowania réznicy bar-
wy okreslane Jako "brak zmian'".lub wystepowanie
réznicy barwy okreslane w powlokach barwnych

1.3.4, Ilofciowa zmiana ba owlok przefwie~
calnych bazbarwnych - réiznica wspdiczynnikéw prze-
puszczania promieniowania o diugoédci fali 400 nm
dla prébki nienasdwietlanej 1 nasdwietlanej.

1.3,5, Ilosciows zmiana barwy powiok pigmento-

wanych nieprzeswiecalnych biatych - réinica stop-
nia zazélcenia prébki po naswietlaniu i przed na-

Swietlaniem,

133:6, Wizualna zmiane polysku - wizualne stwier-
dzenie niewystepowania réznicy polysku okreslane

Soko "bez zmian™ lub wystepowanie zmnie jszonego
polysku okreslone jako "zmniejszenie polysku",

A.4, Normy zwigzane
PN-74/C=8151% Wyroby lakierowe., Piytki do badai
PN-76/C-81528 Wyroby lakierowe, Oznaczanie elas-—
tycznosci powiok lakierowych przez zginanie
PN-68/N-02210 Iluminanty i #Zrbédia sztucznego
dwiatla dziennego
BN-66/6110-18 Wyroby lakierowe, Okreslanie
ryska powiok lakierowych

po-

2., METODA BADANIA

4v_
2.1, Zasada metody., Badanie polega na nadwiet-

laniu powzoki lakierowej swiatiem lampy rtegciowej
przepussczonym przez filtr (o A > 300 nm) o okres-
lonej aktywnosci fotochemicznej w pomieszczeniach
o temperaturze 20 +2°C i wilgotnodei wzglednej

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE

Druk. Wyd. Norm. W-wa, Ark. wyd.0,70 Naki.300 +23 Zam.2482/80

jako "sptowienie", a w powiokach przeéwiecalnych powietrza 60+80% oraz na ocenie zmian wkasnosci
“L bilalych jako "zzbétkniecie", powzok wywoianych dziataniem Swiat2a.
Zjednoczenie Przemystu Farb i Lokieréw
Ustanowiona przez Dyrektora ZPFiL dnia 4 czerwca 1971 r.
joko norma obowigzujgca w zakresie metod badaf od dnia 1 stycznia 1972 r.
(Mon. Pol. nr53/1971 poz. 348) "
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2.2, Przygotowanie prébek do badaih

2.2,1,‘Pr6bki wyrobdéw przeswiecalnych do badah
barwy, Powloki z wyrobéw bezbarwnych i przeswie-
calnych przygotowaé na plytkach ze szkla optycz-
nego grubosci 1,2 wm, np. na ptytkach mikroskopo-
wych lub plytkach ze szkia fotograficznego. Wy-
miary plytek do badan Jjakosciowych powinny wyno-
sié co najmniej 20X 40 mm, Wymiary pitytek do i-
losciowych oznaczah zmiany barwy nalezy dostoso-
waé do wymagan aparatu pomiarowego, Badany wyréb
" lakierowy nanieéé na plytkl szklane natryskowe,
aplikatorem lub zanurzeniowo w Jjednej warstwie,
Sposob natozenia wyrobu, warunki suszenia oraz
gruboéé powioki wg normy przedmiotowe J,

2+2.,2, Probki wyrobéw nieprzeéwiecalnych kryjg-
cych do badah barwy, Powloki z wyrobéw pigmento-
wanych kryjacych (farb i emalii) przygotowaé na

piytkach stalowych odpowiadajgcych PN=74/C=81513,
Wymiary pilytek do badan jakosciowych powinny wy-
nosié¢ co najmniej 20X 40 mm, Wymiary ptytek do o=
znaczai iloSciowych zmiany barwy nalezy dostoso-
waé do wymagan aparatu pomiarowego, Wyréb lakie=-
rowy naniesé na piytkl natryskowo lub aplikato-
rem w ilosci warstw odpowiedniej dla uzyskania
catkowitego krycia, Sposéb natozenia  wyrobu,
grubosdé i warunki suszenia pojedynczej warstwy
oraz warunkl aklimatyzac ji powloki przyjgé wg wy-
magain normy przedmiotowe].

2,2 Prébki wyrobdédw do badar poiysku i elas-
tycznosci. Rodzaj podloza, sposéb nanoszenia 1 a-
klimatyzacji oraz grubosci powioki przyJjaé¢ wg nor-
my przedmiotowej na badanie
danego wyrobu,

2.3%. Aparatura

a) Lampa kwarcowa wyposazona w wysokocisnienio-
wy Jjarznik rteciowy o mocy 400 W, odbtysnik z po-
lerowanej blachy aluminiowej oraz filtr o naste-
pujacej charakterystyce monochromatycznego wspdi-
czynnika przepuszczania:

okreélonej wtasnosci

Dtugosé fali (nm) Wspéiczynnik przepuszczania
do 300 0
300-310 0~0,20
310=320 0,10=0, 50
320=330 0,30=0,70
330=340 0,60«0,85
' 3"‘0"350 0180"'00 90
350=360 0,85-0,95
powyzej 360 powyzej 0,90

Do badahh moze byé stosowana np,analityczna lam-
pa kwarcowa Famed IL=-6 produkcji Lédzkich  Zakia-
déw Wytwébrczych Aparatury Elektrycznej wyposazona
w Jjarznik rteciowy typu Q 400 firmy Original Ha-
nau oraz filtr swletlny ze szkta z kliszy foto-
graficznej o grubosci 1,1 £0,1 zamocowany w oO-
prawce, zamiast filtru pasmowego przepustowego
( 2 max okoto 360 nm).,

b) Statyw do umocowania lampy z palnikiem rte-
ciowym 1 filtrem swietlnym, umozliwiajgcy =2zmiane
odlegiosci gtowicy od poziomeJ piaszczyzny  eks-
pozyc ji prébek w granicach 20 do 40 cm.

¢) Ramka do ekspozycji prébek o wymiarach 8 X
X 10 cm, wykonana w formie kratownicy z drutu,tas-
my lub blachy, umieszczona na nézkach o wysokod-
ci co najmniej 4 cm nad ptaszczyzng stoiu, po-
siadajgcg w srodku otwér umozliwiajgcy wpuszcza-
nie celki aktynometryczne ja

d) Celka aktynometryczna do pomiaru aktywnosci
fotochemicznej promieniowania skiadajgca sig z:

- okrggtego pojemnika szklanego o wysokoSci H =
= 40 « 50 mm i érednicy 35 <+ 40 mm (np.zlewki la-
boratoryjnej), ktérego zewnetrzne powierzchnie po-
malowane sg farbg nieprzepuszczajgcg Sswiatia 1lub
ostonig¢te czarnym papilerem,

- blendy wykonaneJ z blachy 1 pomalowaneJ czar=-
ng farbg, posiadajgcej w  Srodku otwér o sSredni-
¢y 20,0 10,5 mm,

Przekr6j poosiowy elementédw celkl aktynometrycz-,
neJj oraz przekrdéj pojemnika nakrytego blendg i-
lustruje rys. 1.
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2 = blenda, 3 = roztwdér aktynome-

tryczny, b) celka zlozona
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e) Termometr laboratoryjny o zakresie tempera-

tur 0 - 100°C z dzialkeq elementarng 1°C

2.4, Odczynniki
a) Siarczan uranylowy cz.d.a, roztwér 0,020M.

b) Kwas szczawiowy cz.d.a, roztwbér 0,1M.
' ¢) Nadmanganian potasowy cz.d.a, roztwor O,1N,
d) Kwas siarkowy cz.d.a, roztwér 2,0N,

2,5, Przygotowanie zestawu do badah
| 2.5,1, Sposéb montazu zestawu do ekspozyc i1 pré-

bek, Glowice lampy umocowaé W przesuwnym uchwycie
statywu w taki sposéb, aby Swiatlo jarznika 1 od-
blysnika padato z gbébry prostopadle na sSrodek u-
stawione J pod glowicg ramki do ekspozycJji prébek.
GXowice lampy ustawié na takie]j wysokosci,aby ak-
tywnosé fotochemiczna promieniowania w pZaszozyzi-
nie ekspozycji prébek oznaczone w sposéb podany
¥ 2.5.2 powodowazo r?zklad 1.4 - 1,8 -10“2 mili-
mola kwasu szczawiowego na godzine i centymetr

kwadratowy (;_222%.), W tym celu po wstgpnym u-
- cm

stawieniu giowicy lampy na okreslone}j wysokosci
wg orientacyjnej zaleznosci bodanej na rys.2 zmie-
rzyé aktywnos¢ fotochemiczng promieniowania wg
2.5.2. W przypadku stosowania nowego jarzmika,po-
miary nalezy przeprowadzié po co najmnie] 50 h
pracy lampy. Nastepnie skorygowaé wysokos¢ usta-
wienia lampy na podstawie damych z wykresu przed-

stawionego na rys. 3 i powtdérnie oznaczyé aktyw-
mosé fotechemiczng promieniowania, az do uzyska-
nia aktywnosci o wielkosci 1,6 +0,2 1072 ;EEgif

- C .

2.5.2. Aktynometryczna kontrola aktywnosci fo-
tochemicznej promieniowania sSwietlnego. Aktynome-
tryczny pomiar aktywnosci fotochemicznej promie-
niowania wykonal nastepujgco: pojemnik celki ak-
tynometrycznej napeinié swilezZo przygotowang mie=-
szaning roztworu sktynometrycznego skXadajgcego

W W
o )
| T

OdlegTosc (cm)
1
]

20

-

gig z réwnych objetosei O,1M roztworu kwasu szcza-
wiowego 1 0,02M roztworu siarczanu uranylu w takiej
1lodei(V ), aby grubosé roztworu w pojemniku wy-
nosiza 30,0 +1,0 mm. Pojemnik wpuscié w otwdr rem-
ki dp eksposzycji prdobek, nakryé bplendg z otworem
0 éredmicy 20 mm.Blenda z otworem powinna znajdo=-
wac sig¢ w piaszczyinie ekspozycji prdbek.Po 8 do
15 h nadwietlenia celki, celke wyjgé z ramki, na-
Swietlony roztwér aktynometryczny przelaé z pojem-
nika do kolby pomiarowej o objetosei 50 cm?,spiu-
kaé¢ pojemnik wodg destylowang i dopeinic kolbe wo-
dg deatylowang do kreski.Do kolby stozkowej odpipe-
%pwaé z kolby pomiarowej 20 cm’ roztworu, dodaé
?f- em® 2¥ kwasu siarkowego, pomieszaé, a nastgp~
nie z biurety dodaé 2 + 3 cm’ 0,1N roztworu KMnO,
i powt6rnie mieszaé. Zawartoséd kolby podgrzaé do
temperatury 70+80°C i miareczkowaé na gorgco 0,1N
KMn0y, do wystgpienia stabo rézowego zabarwienia trwa-
tego przez okres 2 min, Manganometryczne oznacza— '
nle kwasu szczawiowego w roztworze kolby pomiaro-

weJ nalezy powtdérzyé, Réznice w zuiyciu KMn O,

miedzy dwoma oznaczaniami nie powinny byé wiek-
sze ni% 0,05 cma.

Aktywnos¢ fotochemiczng promieniowania
nego (E) obliczy¢ wg wzoru

swietl-

E=3%,98 1072 qot—q4 (

mmol )
h.ecm2

w ktéryms

f = faktor KlMnO,,

t - czas naswietlania (h),

g, = objetosé (cm;) roztworu KMnO, zusytego do
miareczkowania $Slepe] proéby,

qq = objefoéé (cm3) roztworu KMnO, zuZytego do

' miareczkowania 20em’ naswietlonego rostwo-
ru aktynometrycznego pobranego z kolby o
po jemnoscl 50 cm?.

I I
0 100 200

Czas pracy ( h )

. oo

1
300 400 500
[6110-33-7]

Rys, 2. Orientacyjna odleglofé glowicy lampy od plaszczyzny ekspozycji w zaleiznofci od czasu pracy jarznika rteclowego
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Rys, 3. Wplyw odleglosci jarznika o réinym stopniu wyeksploatowania (po 100, 400, 1000 h pracy jarznika) na aktyw-

nos¢ fotochemiczng promieniowania sSwietlnego

Slepa prébe wykonaé w sposéb
szanine roztworu aktynometrycznego o objetodcl Vo
bez naswietlania wlaé do kolby pomiarowej i uzu-
pelnié do objetodci 50 cm3 . Nastepnie pobraé préb-
ke 20 cm5 i postgpowaé dalej jak z prébkg poddang
naswietlaniu, Nalezy wykonaé co najmniej 2 ozna-
czania aktywnosci fotochemicznej promieniowania.
Wyniki oznaczad nie powinny rdéznié sig¢ wigcej niz
5% od Sredniej arytmetycznej.

2,6, Wykonanje badania, Wymalowanie przygotowa-
ne wg 2.2 umieécié na ramce do ekspozycji prébek,
Powierzchnia plytek nie powinna byé wieksza od
powierzchni ramki, Nastepnie naswietlaé badane
powtoki w zestawle przygotowanym wg 2.5 w czasle
podanym w normie przedmiotowej. Po zakohczeniu na-
gwietlania lub w czasle naswietlania nalezy prze-
prowadzié kontrole aktywnosci fotochemicznej pro-
mieniowania i ewentualng korekte odlegtosci, Jje-
z2eli w przewidywanym czasie naswietlania, zmiana
aktywnosci fotochemicznej promieniowania,ktdrg i-
lustruje rys. 2 i rys. 3 przekroczy dopuszczalne
granice. Naswietlaniu poddad co najmniej 3 préb~
ki,

3. OCENA STOPNIA ZNISZCZENIA POWLOK

3.1, Wizualna ocena zmiany barwy polega na su-
biektywnym poréwnaniu barwy naswietlonej powZoki

2 rbownolegle przygotowang powiokg nienaswietlong.
Wizualng ocene zmiany barwy przeprowadzié nalezy
przy wzorcowym oS8wietleniu wg PN-68/N-02310 lub w
rozproszonym swietle dziennym zaleznle od wymagan
normy przedmiotowejJ. Powtoki nieprzeswiecalne po=-
réwnuje sie w swietle przepuszczonym., Powktoki pig-
mentowane nieprzeswiecalne poréwnuje sig w Awiet-
le odbitym, W wizualnej ocenie rozréznié naleiy
dwa stopnie zmian: "brak zmian™ 1 "spowlenle",

nastepujgcy: mie-

. . kazuje zzétkniecie lub splowienie,

Wizualnej ocenie naleZy poddaé kolejno trzy na-
Swietlone prébki, Jezelil tylko jedna z prdébek wy-
badanie npa-
lesy powtbrzyé 1 przy ponownym stwierdzeniu zzdik-
niecia lub sptowienia jednej z prébek nalezy u-
znaé za 206ikngcg lub plowie jacg.

3,2, TloSciowe oznaczanie zmiany barwy

3.2.1. Zmiana barwy powktok przeSwiecalnych,bez-
barwnych (z%étkniecie)

3.2¢1¢1, Aparatura, Spektrofotometr absorpcy jny
pracujgey przy dtugoéci fali 400 nm ludb fotometr

wyposazony w filtr éwietlny fioletowy pasmowy o4
A max = 400 - 410 nm, np., "Specol VSU=1" i "Uni-
cam SP=-800", :

3:2¢71e2, Wykonanie pomiaru, Dla kazdej z bada-
nych prébek przed naswietleniem i po naswietleniu

wyznaczyé wspblczynnik przepuszezania powkoki dla
Swiatta o drugosci fali 400 nm,

3:291¢3s Obliczanie zmiany barwy, Zmiang barwy

Z, obliczyé dla kazdeJ prévki oddzielnie wg wzoru

Z,=T,~ T,
w ktérym:
Ty = wepéXczynnik przepuszczania powioki przed
nasdwietlanien,
T, - wspbiczynnik przepuszczania powloki po na-
Swietleniu,
Za wynlk przyjgé Srednig arytmetyczng co naj-
mniej z trzech pomiaréw réznigcych sie od  éred-

niej arytmetycznej nie wiecej niz 20%.
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3.2.2, Zmiana barwy powkok nieprzeswiecalnych
biaxych (zz6tknigcie)

3:2:201, Aparatura

a) Kolorymetr tréjchromatyczny wyposazony w £il-
try pasmowe o nastepujgcej charakterystyce spek-
tralnejs (npe. Leukometr)

/

czerwony o A max = 615 %5 nm
zielony o 4 max = 525 5 nm
niebieski o A max = 455 %5 nm

b) Wzorzec bieli,
3.2,2,2, Wykonanie pomiaru, Dla kazdej 2z bada-

nych prébek  wyznacza sie wartosci luminancjiprzy
éwietle przepuszczonym przez filtr czerwony (R),
zielony (G) i niebieski (B) przed nasdwietleniem
i po naswietlenlu.

3.2,2,3%, Obliczanie zmiany barwy, Stopier za=-
z6lkniecia W, 2z prébek przed 1 po naswietleniun

obliczyé wg wzoru
R-B

W, = *+ 100

2

w ktérym:

R, G ,B stanowig wartosci luminancji prébki przy
Swietle przepuszczonym przez filtr od-
powiednios zielony 1 nie-~
bieski.

Zmiane barwy obliczyé dla kazdej prébki oddziel-
nie wg wzoru

czerwony,

— 1wt — 0
Zpuin W,
w ktérym: '
VVS- stopieh zazdlcenia powlokl przed naswiet-
laniem, &
W} - stopieA zazélcenia powkokl po naéwietleniu,

Za wynik nalezy przyjaé srednisg arytmetyczng
co najmniej z trzech pomiardéw nie réznigcych sie

wiecej niz o 20%.

3,3, Oznaczanle zmiany poiysku

3,3,1, Ocena jakosciowa, Wizualna ocena zmiany
polysku polega na pordéwnaniu polysku powloki na-
Swietlonej z réwnolegle przygotowang powtoksg nie-
naswietlang w-warunkach jak przy wizualnej ocenie

kolejno trzy prébki, Jezeli tylko jedna z prébek
wykazuje zmniejszenie polysku, badanle naleiy po-
wtérzyé 1 przy ponownym stwierdzeniu zmnie jsze-
nia potysku Jjednej z prébek uznaé, ze w warunkach
préby polysk ulega zmnie jszeniu, :

3,3,2, Ocena ilosciowa. Ilosciowe okreélenie
potysku wykonad wg BN-66/6110-18 na trzech pow-

tokach naswietlanych w poréwnaniu z powtokg nile-
nadwletlang,

3.4 Ocena elastycznofci, Oceng elastycznosci
wykonaé wg PN-76/C-81528, W wynikach badah podaé

nalezy elastyczno&é powioki po naswietleniu 1§
przed naswietleniem,

3.5.: Rodzaj ocenianych zmisn wiesnoéci _ powlok
oraz sposdb ich oceny okrefla norma przedmiotowa.

4, OCENA STOPNIA OIPORNOSCI POWEOK

4.1, Sposéb oceny odpormnoéci, Po naswietleniu
ccenié lub oznaczyé stopieh zniszczenia powlok
wywolany dzialaniem Swiatia, Powkoke uznaé za
fwiatloodporng, jezeli po nalwietleniu powloki
spetnia jg wymagania &wiatloadpornoéci podanej w
normie przedmiotowe j. -

4,2, Protokét badaf powinlen zawieraé

a) nazwg wyrobu i symbol,

b) sposédb nanoszenia, liczbe warstw i grubo&é
powioki,

¢) wyniki badah swiatloodpornosci po
czasie nadwietlania, |

d) data i miejsce wykonania oznaczania,

e) nazwisko wykonawcy.

podanym

4 Przykad nikdédw Swiatio-

odpornoéci
a) oznaczanie jakoiciowe

osobu podania

Swiattoodpornos¢ po 24 h nasSwietlanias
zmiana barwy

potysk
b) oznaczanie ilo$ciowe (emalii bialej)
$wiattoodporno$é po 48 h naswietlania:

bez zmian
zmnie jszony

zmiany barwy 3.1, W wizualnej ocenie rozréznié zmiana barwy 2%
nalezy dwa stopnie zmiant "bez zmian" i "zmniej~ = POZysk 7
szenie polysku", Wizualne] ocenie poddaé nalezy elastycznosé 1
i :
KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

Wydanje 4-s§an aktualny: czerwiec 1980 = uaktualniono normy zwigzane oraz wprowadzono zmiane ogloszong w Biule-

tynie PKNMiJ nr 11 - 12/1979.



